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TNO 24/7 Emergency Response Service (ERS)

Service, 7 dagen in de week

Beschikbaarheid van experts en faciliteiten

Participatie in crisis teams

Monstername, analyses en risico evaluaties gecombineerd tot
een helder advies

Hulp met follow up en communicatie
Aansprakelijkheidsonderzoek in opdracht van de klant



Voorbeelden uit de praktijk:

Breuk van een fles

Overdracht naar voedingsmiddel

Deeltjes in voedingsmiddel

Zwarte plekjes op witte synthetische cups
Beschadiging van een vacuimverpakking
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Breuk van een fles:
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‘Set-off’: overdracht naar voedingsmiddel

Geurafwijking voedingsmiddel

l Sensorisch onderzoek en GC-sniff

Benzofenon

\ Analyse concentratie in voedingsmiddel

0.1% benzofenon in product X

l Consumptie product X: voedselconsumptiepeiling NL

‘High consumer’: 300 g product X/dag

Blootstelling benzofenon: 0.3 gram/pp/dag
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‘Set-off’: overdracht naar voedingsmiddel

Toxicologische limietwaarde?

[ Zoekstrategie toxicologische literatuur

Recente evaluatie European Food Safety Authority

{ Limietwaarde afgeleid en bruikbaar?

Ja, ‘tolerable daily intake’ 0.03 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstelling berekenen in mg/kg lichaamsgewicht/dag
(volwassene 60 kg, kind 15 kg)

0.005/ 0.02 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstelling < Tox. Limietwaarde =
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Deeltjes in voedingsmiddel:

Schadelijkheid: evaluatie toxicologische risico’s en mechanische
schade

Evaluatie rsico’s:
Aandachtspunt: opname van componenten van een deeltje door menselijk lichaam

Onzuiverheden/additieven aanwezig die kunnen migreren?
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Deeltjes in voedingsmiddel:

Evaluatie schade

Karakteristieken deeltje(s)

Grootte en fysische eigenschappen (scherpheid, flexibiliteit etc)

Beoordeling risico’s schade
Kans op verslikken en stikken, schade aan mond (tanden), slokdarm en maag-
darmstelsel
Expert panel inclusief externe adviseurs: KNO-arts en kinderarts
Casus afzetten tegen standpunten van autoriteiten als Voedsel en Waren Autoriteit

Voorbeeld: harde, scherpe deeltjes > 7 mm schadelijk voor algemene populatie



Microscopische technieken

Licht en Fluoriscentie Microscopie
Stereo Licht Microscopie
Scanning Elektronen Microscopie
(SEM/XRMA of SEM/EDX)

Hoge Resolutie Scanning Elektronen

Microscopie

(micro) Infrarood Spectroscopie:

m triskelion t::n.r_
Analytische Apparatuur

- Olympus BX61 microscoop

- Olympus microscoop SZX-9
- Wild M7S

- JEOL 6460 SEM + Bruker Quantax EDX

- MIRA-Tescan SEM + Bruker Quantax EDX

- Nicolet Avatar 370 FTIR +

Centaurus licht microscoop
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Zwarte plekjes in of op het opperviak van witte
synthetische cups:

> Visuele inspectie d.m.v. Stereo Microscopie
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Zwarte plekjes in of op het opperviak van witte
synthetische cups:
» Stereo Lichtmicroscopie Elektronen Microscopie BEI

ERS 11596 subsample 1

02 m ERS 11596 subsample 1 pos.1 element map
MAG: 293 x HV: 15,0 kV
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Zwarte plekjes in of op het opperviak van witte

synthetische cups:

Spotanalyse op de locatie van de zwarte plekjes
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Conclusie: roestvast staal (RVS)

Spectrum: ERS 11556 subsample 2 pos 1 spot

El AN Series HNet norm. C Error

[wt.%2] [%]
Fe 26 K-zeriezs 75400 76,93 2,3
Cr 24 K-serieg 19589 11,19 0,4
0 8 K-zeries 10706 4,34 6,9
Cu 29 K-zeriez 1625 3,61 0,2
Pb 82 M-series 3774 1,86 0,1
Ni 28 K-szeries 621 1,01 0,1
Ti 22 K-series 1584 0,79 0,1
i 14 E-geries 925 0,26 0,0

Total: 100,00
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Visueel waarneembare beschadiging van een
vacuumverpakt product:

SEM HWV: 15.00 £V Det SE MIRAN TESCAN
Wiew figld: 1.34 mm 200 pm

THG Micrascopy and -ﬂ-nal';sl-sn
ERS 19930 pos. complaint (1) SEI

SEM SEI opname van een doorsnede van de

folie op een beschadigde plek
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Visueel waarneembare beschadiging van een
vacuumverpakt product:
Referentie plek Beschadigde plek
SEM SEI opname SEM BEI opname SEM SE| opname

SEM HV: 1500KV  Dst: SE MIRAW TESCAMGEM HV: 1500 kY Det BE MIRAY TESCAN
o P - HV. 15.00 De Lo o ot s 0] RAW TESCAN
View fielc: 3969 pm 100 1 m ‘View field: 396.9 ym 100um SEMHY. 13.00k¢ t SE MIRAN TESCAN

THO Mictoscop and analysis I TH Microscopy and Anaum,n View field: 396.6 m 100 pm
ERS 19930 ref. pos. (1) SEI ERS 19990 ref. pcs. (1) BEI

TNO Microscopy and Aﬂ:l\ysmu
ERS 19990 pos. complaint (1) SEI

Conclusie 1: De centrale EVOH laag op beschadigde plek is 4x dunner dan dezelfde laag
op de referentie plek

Conclusie 2: Zuurstofdoorlaatbaarheid (OTR) zal op de beschadigde plek dus hoger zijn
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Voordelen Microscopisch Onderzoek:

Elk vast materiaal kan worden geobserveerd en geanalyseerd
Lage vergroting (5x) tot hoge vergroting (50.000x) mogelijk
What you see is what you get! (foto’s, plaatjes)

Snelle en eenvoudige karakterisering van (kleine) deeltjes

Combinatie van element analyse en beoordeling type verbinding of
component
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Bedankt voor uw aandacht!
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